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Abstract (en)
The element (1) has a soller slit (2) e.g. linear soller slit, having a soller axis (5) defined by multiple lamellas, where the lamellas collimate an X-
ray beam (10) with respect to a direction of the axis. A collimator delimits the X-ray beam, where the collimator is rigidly connected to the soller slit
during operation of the optical element. The X-ray beam delimited by the collimator intersects the axis of the soller slit, where direction of the X-ray
beam subtends an angle alpha greater than or equal to 10 degrees with respect to the axis of the soller slit. An independent claim is also included
for a diffractometer comprising a source for generating a primary beam.

Abstract (de)
Ein röntgenoptisches Element (1, 1', 1") mit einer Sollerblende umfassend mehrere Lamellen zum Kollimieren eines Röntgenstrahls bezüglich der
Richtung der Achse (5, 15) der Sollerblende, und einer weiteren Blende zur Begrenzung eines Röntgenstrahls (10), wobei die weitere Blende mit
der Sollerblende (2, 14) im Betrieb starr verbunden ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass der von der weiteren Blende begrenzte Röntgenstrahl
(10) die Achse (5, 15) der Sollerblende innerhalb der Sollerblende schneidet und die Richtung des Röntgenstrahls (10) mit der Achse (5, 15)
der Sollerblende einen Winkel ± �¥ 10° einschließt. Somit wird ein röntgenoptisches Element (1, 1', 1 ") mit einer Sollerblende (2, 14) und einer
weiteren Blende realisiert, welches ein automatisches Wechseln zwischen der Sollerblende (2, 14) und der weiteren Blende ermöglicht.
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